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KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu studia stacjonarne: Z-ZIP1-U-405
studia niestacjonarne: Z-ZIPN1-U-405

Nazwa przedmiotu Metrologia

Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim | Metrology

Obowigzuje od roku akademickiego 2019/2020

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow ZARZADZANIE | INZYNIERIA PRODUKCJI

Poziom ksztafcenia | stopien

Profil studiow Ogodlnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw | Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zakres Wszystkie zakresy

Katedra Metrologii i Niekonwencjonalnych Metod

Jednostka prowadzaca przedmiot Wytwarzania

Koordynator przedmiotu dr hab. inz. Krzysztof Stepien, prof. PSk

Zatwierdzit dr hab. inz. Dariusz Bojczuk, prof. PSk

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotéw Przedmiot kierunkowy

Status przedmiotu Obowiazkowy

Jezyk prowadzenia zajeé¢ Polski

Usytuowanie w planie | Studia stacjonarne Semestr IV

studiow - semestr studia niestacjonarne | Semestr IV

Wymagania wstepne Brak

Egzamin (TAK/NIE) NIE

Liczba punktéw ECTS 3

Forma prowadzenia zajeé wyktad éwiczenia Iak;iourrz;to- projekt inne

studia

Liczba godzin | stacjonarne: 20 10 15

w semestrze studia
niestacjonarne: 12 6 9




EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do

Kategoria Symbol Efekty uczenia sie efektow
efektu .
kierunkowych
Student ma zaawansowang wiedze w zakresie metod
W01 | matematycznych uzytecznych przy analizie danych po- ZIP1 W01
miarowych, obliczaniu btedéw i niepewnosci pomiarow.
Student zna podstawy zjawisk fizycznych, na ktérych
i W02 | opiera sie dziatanie wspoétczesnych systemow pomiaro- ZIP1_WO02
Wiedza wych

Student ma wiedze w zakresie przyrzagdéw pomiarowych
stosowanych do pomiaru wielko$ci geometrycznych i ich

Umiejetnosci

W03 . : ZIP1_W08
zastosowania w nowoczesnych systemach produkcyj- -
nych.

Student potrafi efektywnie pozyskiwaé informacje z lite-

U0l ratury naukowej dotyczgcej pomiaréw wielkosci geome- ZIP1_U01

trycznych. Potrafi postugiwac sie normami w celu ustala- ZIP1_U09

nia odpowiednich parametréw pomiaru

Student potrafi zaplanowac¢ swojg prace, zaréwno przy
U02 |wykonywaniu zadan indywidualnych, jak i wymagajgcych ZIP1 _U02
pracy w zespole.

Student rozumie dokumentacje pomiarowa, potrafi inter-

Kompetencje
spoteczne

Uo3 pr_etowac’: in_formapjg znajduja!c’e sie w protoko{a’ch po- ZIP1 _U08
miarowych i ocenia¢ zgodnos¢ lub niezgodnos¢ ze spe- ZIP1_U09
cyfikacja

U04 | Student stosuje zasady i przepisy BHP ZIP1_U16
Student rozumie znaczenie obiektywnego przeprowa-

KO1 dzania pomiaréw oraz znaczenie wtasciwego przepro- ZIP1_KO02

wadzania pomiaréw w odniesieniu do prawidtowego
przebiegu proceséw produkcyjnych.

Student ma swiadomosé znaczenia pracy zespotowej
K02 | przy rozwigzywaniu roznego rodzaju zadan inzynierskich ZIP1_KO04
zwigzanych z przeprowadzaniem i analizg pomiaréw.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajeé

Tresci programowe

wykfad

Historia metrologii. Klasyfikacja metrologii. Tolerancje i pasowania. Elementy ra-
chunku prawdopodobienstwa w metrologii. Elementy statystyki w metrologii.
Pojecie wielkosci, wartosci wielkosci. Jednostki miar. Uktad jednostek Sl. Klasyfi-
kacja btedéw pomiarowych. Pojecie niepewnosci pomiaru. Metody obliczania nie-
pewnosci pomiaru.

Budowa i czesci sktadowe narzedzi pomiarowych. Warsztatowe przyrzady do
pomiaru dtugosci i kata. Optyczne przyrzgdy do pomiaru dtugosci i kata. Wspot-
rzednosciowe maszyny pomiarowe.

éwiczenia

Obliczanie tolerancji i dobdr pasowan.
Obliczanie parametréw rozkfadu zmiennej losowej
Obliczanie bteddw i niepewnosci w pomiarach bezposrednich i posrednich.

laboratorium

PlwnE

Nauka zasad przeprowadzania pomiaréw i doboru odpowiednich parametréw.
Pomiary wielkosci geometrycznych za pomocg przyrzgdéw warsztatowych.
Pomiary wymiaréw zewnetrznych, wewnetrznych i mieszanych, Pomiary spraw-
dzianow do watkéw i otworéw. Pomiary kot zebatych. Pomiary gwintow.
Pomiary chropowatosci powierzchni. Pomiary pneumatyczne. Pomiary zarysow
okragtosci. Pomiary optyczne.




METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztalcenia (zaznaczy¢ x)
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
WO01 X
W02 X
WO03 X
uol X
uo2 X
uo3 X
uo4 X
KO1 X
K02 X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Forma . . . . .
., Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajeé
. . Uzyskanie co najmniej 50% punktow z kolokwium zalicze-
wyktad zaliczenie z oceng ; . .
niowego pisanego na koniec semestru.
- . . : Obecnos¢ na zajeciach. Uzyskanie co najmniej 50% punk-
éwiczenia zaliczenie z oceng

téw z kolokwidw w trakcie zajec.

laboratorium

zaliczenie z oceng

Obecnosé na zajeciach. Oddanie kompletu poprawnie wy-
konanych sprawozdan. Uzyskanie co najmniej 50% punktow
Z kolokwiéw w trakcie zajec.




NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS
Obciazenie studenta n‘(])z(tjl;a
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 | Udziat w zajeciach zgodnie z planem wjcjrjpisiwjcjL|pP|s h
© | studiow 20 | 10 | 15 12069
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2|12 |2 2|12 |2 h
Razem przy bezposrednim udziale
& nauczyciela akademickiego o1 33 i
Liczba punktéw ECTS, ktéra student
4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 2,0 1,3 ECTS
nauczyciela akademickiego
Liczba godzin samodzielnej pracy
5. studenta 24 42 h
Liczba punktéw ECTS, ktéra student
6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 1,0 1,7 ECTS
pracy
Naktad pracy zwigzany z zajeciami
% o charakterze praktycznym 42 42 1
Liczba punktéw ECTS, ktéra student
8. | uzyskuje w ramach zaje¢ o charak- 1,7 1,7 ECTS
terze praktycznym
Sumaryczne obciazenie praca stu-
9. denta 75 75 h
10. Punkty ECTS za n'10du‘t N 3 ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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